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EINLADUNG

Seminare zur Bildverarbeitung 2019

= Seminar mit Praktikum
Industrielle Rontgentechnik als zerstérungsfreies Priif-
verfahren fiir die Qualitatssicherung in der Produktion
4. und 5. Juni 2019
Fraunhofer EZRT, Firth

= Seminar mit Praktikum
Inspektion und Charakterisierung von Oberflachen mit
Bildverarbeitung
4. und 5. Dezember 2019
Fraunhofer I0SB, Karlsruhe

Bildverarbeitung und beriihrungslose Mess- und Priif-
technik werden heute Uber alle Stufen der industriellen Wert-
schopfung erfolgreich eingesetzt. Innovative Technologien
unterstltzen die Entwicklung und Qualifizierung neuer Produkte,
dienen der Absicherung und Objektivierung von Fertigungspro-
zessen und ermdglichen schnelle Qualitatsregelkreise im Takt der
Produktion.

Der Fraunhofer Vision Technologietag 2019 prasentiert einen
breiten Uberblick neuester Entwicklungen und zukunfts-
weisender Losungen zu diesen Themen. Neben dem aktuellen
Stand der Technik werden anhand von Beispielen die vielfaltigen
Anwendungsmaoglichkeiten fir die industrielle Fertigung und
Qualitatssicherung aufgezeigt, wobei ein Themenschwerpunkt
dieses Jahr Machine Learning ist.

Alle Inhalte werden in Form von Kurzvortragen vorgestellt. Die
begleitende Fachausstellung ist ein gefragter Marktplatz, um
den Dialog mit Experten zu vertiefen und Kontakte zu knUpfen.

Wir laden Sie herzlich zur Teilnahme am Fraunhofer Vision-
Technologietag ein und freuen uns darauf, Sie in Firth zu
begriBen.

L&

Michael Sackewitz
Koordinator der Fraunhofer-Allianz Vision



ab 9:30 Ankunft
Besuch der Ausstellung

10:30

10:50

11:10

11:30

11:50

12:10

BegriiBung und thematische Einfiihrung
Dipl.-Ing. Michael Sackewitz, Fraunhofer Vision, Furth

Retroreflex-Ellipsometer zur Charakterisierung von
Oberflachen
Prof. Thomas Langle, Fraunhofer I0SB, Karlsruhe

Inverse Deflektometrie zur Fehlerdetektion auf
spiegelnden Oberflachen
Dr. Lars Seifert, Fraunhofer EZRT, Flrth

100-Prozent-Oberflachenpriifung von
Objekten im freien Fall
Dr. Daniel Carl, Fraunhofer IPM, Freiburg

Inline-Partikeldetektor zur Erkennung von Rest-
verunreinigungen auf Bauteiloberfldchen
Andreas Hofmann, Fraunhofer IPM, Freiburg

Interferometrische Priifung von Oberflachen im
Produktionsprozess: Umsetzbarkeit und
Anwendungen

Dr.-Ing. Ozgir Tan, Polytec GmbH, Waldbronn

12:30

13:30

13:50

14:10

14:30

14:50

15:10

Mittagspause
Besuch der Ausstellung

Dynamische 3D-Erfassung bewegter Objekte
Dr. Peter Kihmstedt, Fraunhofer IOF, Jena

3D-Erfassung transparenter Objekte mit
langwelliger Musterprojektion
Dr. Stefan Heist, Fraunhofer IOF, Jena

Technologien zur effizienten und schnellen
Datenauswertung von 3D-Punktwolken
Daniel Sopauschke M.Sc., Fraunhofer IFF, Magdeburg

Neue und kosteneffiziente Ansatze fiir die
multispektrale Sortierung
Dr. Michael Schoéberl, Fraunhofer IIS, Erlangen

Kombination multispektraler und
multisensorieller Daten

DI Alfred Rinnhofer, JOANNEUM RESEARCH
Forschungsgesellschaft mbH — DIGITAL, Graz

Kaffeepause
Besuch der Ausstellung



16:00

16:20

16:40

17:00

Deep Learning in Computer Vision —
Methoden und Anwendungen

Dr. Florian Zimmermann, Fraunhofer IAIS,
Sankt Augustin

Maschinelles Lernen in der Sichtpriifung
Dr. Robin Gruna, Fraunhofer I0SB, Karlsruhe

Automatische Ansichtenplanung in der
Oberflacheninspektion

Petra Gospodnetic M.Sc., Fraunhofer ITWM,
Kaiserslautern

Get-together mit Imbiss
Besuch der Ausstellung

ab 8:30 Ankunft
Besuch der Ausstellung

9:00

9:10

9:30

9:50

10:10

10:30

BegriiBung und thematische Einfiihrung
Dipl.-Ing. Michael Sackewitz, Fraunhofer Vision, Firth

3D-Oberflachenklassifikation mittels
Deep Learning
Dr. Stefan Scherer, Bruker Alicona, Graz

Cyber Cognitive Intelligence - BV-Anwendungen
in der Produktionstechnik und Automatisierung
Dipl.-Math. Ira Effenberger, Fraunhofer IPA, Stuttgart

Augmented-Reality-Assistenz zur Montage- und
Sichtpriifungsunterstiitzung in Produktion und
Bauwesen

Prof. Peter Eisert, Fraunhofer HHI, Berlin

Simulation optischer Sensoren zur Erzeugung
synthetischer SOLL-Daten
Dipl.-Inform. Steffen Sauer, Fraunhofer IFF, Magdeburg

Kaffeepause
Besuch der Ausstellung



11:20

11:40

12:00

12:20

12:40

13:00

13:30

Beriihrungslose Schichtdickenmessung im
industriellen Umfeld mit Terahertz-Messtechnik
Dr. Joachim Jonuscheit, Fraunhofer ITWM,
Kaiserslautern

Radarapplikationen im industriellen Umfeld
Daniel Behrendt, Fraunhofer FHR, Wachtberg

Mehrenergie-Réntgentechnik fiir die
Materialsortierung
Alexander Ennen M.Sc., Fraunhofer EZRT, Firth

Warmefluss-Thermographie als zerstérungsfreies
Priifverfahren fiir den industriellen Einsatz
Dr. Jochen Aderhold, Fraunhofer WKI, Braunschweig

Intelligente Assistenzsysteme fiir die
Wirbelstrompriifung

Dirk Koster M.Sc., Fraunhofer IZFP, Saarbriicken

Get-together mit Imbiss
Besichtigung der Ausstellung

Veranstaltungsende

Messen, Priifen und Charakterisieren

von Oberflachen und Formen

Retroreflex-Ellipsometer zur Charakterisierung von
Oberflachen
Fraunhofer IOSB, Karlsruhe

Messung und Priifung spiegelnder Oberflachen mit
inverser Deflektometrie
Fraunhofer EZRT, Flrth

Robotergestiitzte Oberflacheninspektion von
industriellen Bauteilen
Fraunhofer ITWM, Kaiserslautern

100-Prozent-Oberflachenpriifung von Objekten im
freien Fall
Fraunhofer IPM, Freiburg

Inline-Partikeldetektor zur Erkennung von Rest-
verunreinigungen auf Bauteiloberflachen
Fraunhofer IPM, Freiburg

Optisches Oberflachenmesssystem
Polytec GmbH, Waldbronn

Schnelle 3D-Datenerfassung und -verarbeitung fiir die
Qualitatskontrolle durch optischen »3D-Spiegel«
Fraunhofer IOF, Jena



Hochauflésendes optisches Form- und Rauheitsmess-
gerat InfiniteFocusSL
Bruker Alicona, Graz/0

Augmented-Reality-Assistenz zur Montage- und
Sichtpriifungsunterstiitzung in der Produktion
Fraunhofer HHI, Berlin

Multispektrale Sortierung
Fraunhofer IIS, Erlangen

Multisensorielles und multispektrales Sensorsystem
JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH —
DIGITAL, Graz/O

Software-Demonstrator zur Simulation von optischen
Sensoren
Fraunhofer IFF, Magdeburg

Messen und Priifen unterhalb der Oberflache
und im Materialinneren

3D-Smartinspect mit inspECT-PRO Wirbelstromelektronik
Fraunhofer IZFP, Saarbricken

Handgehaltener Terahertz-Scanner fiir den mobilen
Einsatz
Fraunhofer ITWM, Kaiserslautern

Detektion von Menschen: Uberwachung von Gefahren-

bereichen an Maschinen durch Radarsysteme
Fraunhofer FHR, Wachtberg

Warmefluss-Thermographie zur Inspektion von
Faserverbundwerkstoffen

Fraunhofer WKI, Braunschweig

Besichtigung des Fraunhofer EZRT-Technikums
mit folgenden industriellen Rontgensystemen:

System zur Sortierung mit Mehrenergie-Réntgen

Tragbarer und mobiler Computertomograph CTportable

Vollautomatische Inline-Computertomographie und
Radioskopie zur Inspektion von Gussteilen

Robotergestiitzte Rontgenpriifung RoboCT zur
Inspektion komplexer GroBbauteile

XXL-Computertomographie fiir die Untersuchung sehr
groBer Objekte

Strahlungsstabile Rontgenkameras fiir den industriellen
Dauereinsatz



Referentinnen und Referenten

Dr. Jochen Aderhold, Fraunhofer WKI, Braunschweig
Daniel Behrendt, Fraunhofer FHR, Wachtberg

Dr. Daniel Carl, Fraunhofer IPM, Freiburg

Dipl.-Math. Ira Effenberger, Fraunhofer IPA, Stuttgart
Prof. Peter Eisert, Fraunhofer HHI, Berlin

Alexander Ennen M.Sc., Fraunhofer EZRT, Firth

Petra Gospodnetic M.Sc., Fraunhofer ITWM, Kaiserslautern
Dr. Robin Gruna, Fraunhofer 0SB, Karlsruhe

Dr. Stefan Heist, Fraunhofer IOF, Jena

Andreas Hofmann, Fraunhofer IPM, Freiburg

Dr. Joachim Jonuscheit, Fraunhofer ITWM, Kaiserslautern
Dirk Koster M.Sc., Fraunhofer IZFP, Saarbriicken

Dr. Peter Kihmstedt, Fraunhofer IOF, Jena

Prof. Dr. Thomas Langle, Fraunhofer 0SB, Karlsruhe

DI Alfred Rinnhofer, Joanneum Research, Graz/0
Dipl.-Ing. Michael Sackewitz, Fraunhofer Vision, Frth
Dipl.-Inform. Steffen Sauer, Fraunhofer IFF, Magdeburg
Dr. Michael Schoberl, Fraunhofer IIS, Erlangen

Dr. Stefan Scherer, Bruker Alicona, Graz/O

Dr. Lars Seifert, Fraunhofer EZRT, Firth

Daniel Sopauschke M.Sc., Fraunhofer IFF, Magdeburg
Dr. Ozgir Tan, Polytec GmbH, Waldbronn

Dr. Florian Zimmermann, Fraunhofer IAIS, Sankt Augustin

Aussteller

Bruker Alicona, Graz/0

Fraunhofer-Entwicklungszentrum Rontgentechnik EZRT, Fiirth
Fraunhofer-Institut fir Angewandte Optik und Feinmechanik IOF, Jena
Fraunhofer-Institut fiir Fabrikbetrieb und -automatisierung IFF, Magdeburg
Fraunhofer-Institut fir Hochfrequenzphysik und Radartechnik FHR, Wachtberg

Fraunhofer-Institut fir Holzforschung - Wilhelm-Klauditz-Institut WKI,

Braunschweig
Fraunhofer-Institut fir Integrierte Schaltungen IIS, Erlangen
Fraunhofer-Institut fir Nachrichtentechnik, Heinrich-Hertz-Institut HHI, Berlin

Fraunhofer-Institut fir Optronik, Systemtechnik und Bildauswertung I0SB,

Karlsruhe

Fraunhofer-Institut fir Physikalische Messtechnik IPM, Freiburg
Fraunhofer-Institut fir Techno- und Wirtschaftsmathematik ITWM, Kaiserslautern
Fraunhofer-Institut fir Zerstérungsfreie Prifverfahren IZFP, Saarbriicken
JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH — DIGITAL, Graz

Polytec GmbH, Waldbronn



Teilnahmegebiihr

590 Euro (390 Euro fir Angehdrige von Hochschulen).
10 Prozent Rabatt flr EMVA-Mitglieder
Bitte zahlen Sie nach Rechnungserhalt.

Leistungsumfang
= Tagungsunterlagen
» Verpflegung (Getranke, Mittags- und Abendimbiss)

Anmeldung
Bitte melden Sie sich Gber den Fraunhofer Vision-Webshop
oder per Fax an. Sie erhalten dann Anmeldebestatigung,
Zufahrtsbeschreibung und Hotelliste per E-Mail und die Rechnung
per Post.
= Fraunhofer Vision-Webshop:
shop.vision.fraunhofer.de
m Fax: +49 911 58061-5899
= E-Mail: vision@fraunhofer.de

Hotel

Sie erhalten mit Ihrer Anmeldebestatigung eine Hotelliste. Haben
Sie Fragen dazu oder bendtigen Sie Hilfe bei der Hotelbuchung,
wenden Sie sich bitte an uns.

Bildquellen:

Titelbild: Fraunhofer IPM; Seite 2, 3: Fraunhofer IIS;
Seite 12: Fraunhofer IPM; Seite 14: Fraunhofer Vision,
Seite 16: Fraunhofer IIS

Teilnehmer
Die Anzahl der Teilnehmer ist begrenzt. Bitte melden Sie sich
frihzeitig an.

Riicktritt

Rucktritt von der Teilnahme ist bis zwei Wochen vorher mdglich.
Bei spaterem Ricktritt wird die Teilnahmegeblhr in Rechnung
gestellt. Die Teilnahme eines Vertreters ist moglich.

Stornierung

Die Tagungsleitung behélt sich in Ausnahmefallen eine Anderung
des Programms und/oder von Referenten vor. Im Fall einer Stor-
nierung aus unvorhergesehenen Grinden werden die Teilnehmer
umgehend benachrichtigt. Bereits gezahlte Teilnahmegebihren
werden erstattet. Weiterer Anspruch auf Schadensersatz bzw.
Ersatz entstandener Auslagen besteht nicht.

Kontakt Veranstaltungsort
Fraunhofer-Allianz Vision Fraunhofer EZRT
Kristin Wolf FlugplatzstraBe 75
FlugplatzstraBe 75 90768 Firth
90768 Furth

Telefon: +49 911 58061-5800

Fax: +49 911 58061-5899

E-Mail: vision@fraunhofer.de

https://Awww.vision.fraunhofer.de



